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Wysokostabilny, jednokanalowy analizator amplitudy ze sprzeze-

niem bezposrednim oraz ze skokowg regulacjg czasu martwego
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Przedmiotem zgloszenia jest wysokostabilny, jed-
nokanalowy analizator ze, sprzezeniem bezpoSred+
nim oraz ze skokowa regulacja czasu martwego.

Jednokanatowe analizatory sg gl6éwnie stosowane
do precyzyjnego wyboru cze§ci widma amplitudo-
wego wyznaczonej wielko$cig dolnego progu i okna,
okre$lonego réznicg dolnego i gérnego progu, przy

dowolnym natezeniu impulséw wejsciowych. W tym

zakresie zastosowania analizatory jednokanalowe
wykazuja jednak szereg niekorzystnych efektéw
prowadzacych do znieksztalconego odczytu widma
amplitudowego, jak zmiana napiecia progu ze wzro-
stem natezenia impulséw wejSciowych spowodowa-
na istnieniem kondensatorowych sprzezen miedzy
zespolami funkcjonalnymi w jednokanalowym ana-

lizatorze, nieustalony, niekontrolowany czas martwy’

urzadzenia powodujgcy, ze analizator amplitudy
reaguje w mniejszym stopniu, albo wogéle nie rea-
guje na drugi impuls z pary impulséw wejsciowych,
czego efektem jest niedokladne wycinanie czesci
widma okreflonej wielkoScia dolnego i gérnego
progu i Zarejestrowanie pewnej iloSci blednych
zliczen ponizej i powyzej szerokoSci okna w zalez-
nosci od ksztaltu impulsu wejsciowego.

Znane jest rowniez zjawisko wystepowania wiek-
szego czasu martwego kanalu goérnego od dolnego
powodujgce, ze po wprowadzeniu na wejScie
znacznej ilo$ci impulséw, analizator przepuszcza
niewielki procent widma powyzej gérnego progu
proporcjonalnie do ksztaltu widma i impulséw
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wejSciowych, oraz zjawisko zmiany szerokosci okna
w funkcji poziomu progu uniemozliwiajgce zasto-
sowanie analizatora jednokanalowego przy malych
szerokoSciach okien.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie w jedno-
kanalowym analizatorze amphtudy wyzej wymle-
nionych wad.

Cel ten zostal osiggniety przez zastosowanie
dyskryminatoré6w dolnego i gérnego progu pracu-
jacych w ukladach dwustabilnych polgczonych
miedzy sobg ukladem regulacji pozioméw dyskry-
minacji dostarczajagcym precyzyjnie regulowanego
napiecia progu dla dyskryminatora dolnego progu
i sumy napieé progu i okna dla dyskryminatora
goérnego progu. Przy czym po wprowadzeniu pierw-
szego impulsu z pary impulséw wej$ciowych dy-
skryminator dolnego progu steruje dodatkowo
uklad regulacji czasu martwego, ktéry wysyla. jed-
nocze$nie dwa impulsy sprowadzajgce oba dyskry-
minatory dolnego i gérnego progu do poczgtkowego
stanu dyskryminacji. Wyj$cia glé6wne dyskrymina-
toré6w dolnego i gérnego progu sterujg ukiady for-
mowania impulséw standartowych oraz uklad
antykoincydencji zakonczony ukladem formowania
impulséw wyjSciowych. '

Wysokostabilny jednokanalowy analizator ampli-
tudy zostatl uwidoczniony w przykladzie wykonania
na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia schemat
blokowy urzadzenia, fig. 2 schemat ideowy dyskry-
minatora progu dolnego i dyskryminatora progu



. 3
gbérnego, a fig. 3 schemat blokowy ukladu regulacji
czasu martwego.

Jednokanalowy analizator amplitudy wediug wy-
nalazku sklada sie z dyskryminator6w 4 dolnego
i dyskryminatora 2 gérnego progu, ukladu regulacji
3 pozioméw dyskryminacji, ukltadéw 1, 5 formowa-
nia impulséw standartowych, ukladu regulacji 6
czasu martwego, ukladu 7 antykoincydencji, ukladu
8 formowania impulséw wyjSciowych. Impulsy
wejéciowe sg doprowadzone wejSciem bezposrednim
lub kondensatorowym do dyskryminatoréw 4 dol-
nego i 2 gérnego progu. Dyskryminacja odbywa sie
na zlgczu emiter-baza tranzystora 10, przy czym
baza tranzystora 10 jest polaczona na mase przez
opornik 9, a potencjal emitera jest ustalany przez
polgczenie go z emiterem tranzystora 13 pracuja-
cego w ukladzie wtérnika emilerowego.

Jako element progowy zastosowano diode 12 tune-
lowa, ktéra spolaryzowana przepustowo przez
opornik 11 i zalgczona w kolektor tranzystora 10
pracuje w rezimie ukladu dwustabilnego. Przy
wprowadzeniu na baze tranzystora 10 impulsu
wejéciowego: przekraczajgcego potencjal emitera
tranzystora 13 wtérnika emiterowego, w kolektorze
tranzystora 10 pojawia sie ujemny impuls odtyka-
jacy, ktéry przelgcza diode 12 tunelowa z poczatko-
wego stanu dyskryminacji w drugi stan.

Standartowy impuls wyjSciowy z dyskryminato-
ra 4 dolnego progu jest podawany na wejscie
wyzwalajace ukladu regulacji 6 czasu martwego,
zakonczone ukiadem separujgcym 14, z ktérego im-
pulsy sa podawane na linie opézniajaca w postaci
conajmniej dwu odcinkéw 15, 16 zalgczanych prze-
miennie przelgcznikiem 17. OpéZnione proporcjo-
nalnie do dlugo$ci linii op6iniajacej impulsy sa
podawane réwnolegle na uklady przelgczajace 18,
19, a nastepnie jednocze$nie na wejécia stanéw
dyskryminacji obu dyskryminator6w 4 gérnego i 2
dolnego progu, doprowadzajac diode 12‘tunelowa
do poczatkowego stanu dyskryminacji, co zapewnia
jednoczesne przygotowanie dyskryminatoréw do
przyjecia nastepnego impulsu z pary impulséw
wejéciowych.

Ustalenie czasu martwego na warto§é wieksza od
pelnej diugo$ci impulsu wejSciowego ‘pozwala na
unikniecia efektu zsumowania impulséw wejScio-
wych i likwiduje bledne zliczenia powyzej i ponizej
szeroko$ci okna. Dyskryminatory 2 goérnego i 4 dol-
nego progu sg polgczone miedzy sobg ukladem re-
gulacji 3 pozioméw dyskryminacji dostarczajgcym
precyzyjnie ustalonego napiecia na baze tranzystora
13 wtérnika emiterowego w dwu stopniach dyskry-
minatoréw, przy czym dostarczane jest stale napie-
cie progu do dyskryminatora 4 dolnego progu i na-
piecie sumy progu i okna do dys'kryminatora 2 gor-
nego progu.

Impulsy z wyj$é gtéwnych obu dyskryminatoréw
sa podawane bezpoSrednio do ukladu antykoincy-
dencji 7, ktéry daje impuls wyjSciowy w przypadku
podania na jego wejscie tylko impulsy z dyskry-
minatora 4 dolnego progu, a nie daje impulsu
wyj$ciowego w przypadku jednoczesnego podania
na wejScie impulséw z obu dyskryminatoréw.
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W jednokanalowym analizatorze amplitudy wediug:
wynalazku zostal wyeliminowany efekt zmiany
progéw dolnego i gérnego w funkcji natezenia im-
pulséw wejSciowych przez zastosowanie galwanicz-
nych sprzezen miedzystopniowych, zjawisko reago-
wania analizatora z wiekszg czulo$Scig na pierwszy
impuls z pary impulséw wejSciowych, przez zastg-
pienie jednostabilnych ukladéw dyskryminacji
ukladami dwustabilnymi. i

Wprowadzenie ustalonego skokowego czasu mart-
wego analizatora wyeliminowalo mozliwo$é bied-
nych zliczen powyzej i ponizej szeroko$ci okna
jednokanatowego analizatora, przy czym wiekszy
czas martwy goérnego progu od dolnego jest nie-
mozliwy, poniewaz obydwa uklady dyskryminacji
sg przygotowane jednocze$nie do przyjecia pary im-
pulséw. Utrzymanie stalej szeroko$ci okna w funk-
cji zmiany progu analizatora zostalo zrealizowane-
przez dostarczenie precyzyjnie ustalonych pozioméw
dyskryminacji t.j. napiecia progu, do dyskrymina-
tora dolnego progu i sumy napieé progu i okna
dyskryminatora gérnego progu.

Zastrzezenia patentowe

1. Wysokostabilny, jednokanalowy analizator am-
plitudy ze sprzezeniem bezposrednim oraz ze sko-
kowa regulacjg czasu martwego znamienny tym, ze
dyskryminator (4) dolnego progu i dyskryminator

(2) gornego progu sa polgczone miedzy soba ukla-

dami regulacji (3) pozioméw dyskryminacji i sg
wyposazone -w bezposrednie wejscie dla pradu
stalego impulséw wejSciowych oraz w wejcia sta-
néw dyskryminacji, ktére sa poléczone bezposred-
nio z wyjsciami opézniajacymi ukladu regulacji (6)
c¢zasu martwego, przy «zym dodatkowe wyjScie
dyskryminatora (4) progu dolnego jest polaczone
z wejSciem wyzwalajgcym ukitadu regulacji (6) cza-
su martwego, a wyjécia gléwne dyskryminatora (4)
dolnego progu i dyskryminatora (2) gérnego progu
sg polgczone bezposrednio z wejSciem ukiadu anty-
koincydencji (7) oraz z ukladami formowania (1)
i (5) impulséw standartowych. )

2. Wysokostabilny, jednokanalowy analizator am-
plitudy wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze w dy-
skryminatorach goérnego i dolnego progu wejscie
na baze tranzystora (10) dyskryminujacego, jest
polgczone na mase przez opornik (9), a emiter tran-
zystora (10) jest polgczony z emiterem tranzystora
(13)° wtérnika emiterowego, przy czym kolektor
tranzystora (10) dyskryminujgcego jest polaczony
z katoda diody (12) tunelowej, zalaczonej w obwoéd
wyjSciowy dodatniego napiecia zasilania przez
opornik (11). -

3. Wysokostabilny, jednokanatowy analizator am-
plitudy wedlug zastrz. 1, 2 zmamienny {ym, ZzZe
w ukladzie regulacji (6) czasu martwego oporno$§é
obcigzenia separatora (14) stanowi linia. opézniajaca
w postaci conajmniej dwu odcinkéw (15) i (16) za-
laczonych przemiennie przelgcznikiem (17) na wej$-
cia ukladéw (18), (19) przelgczajacych, zakonczonych
wyjéciami opé6Zniajacymi na dyskryminatory (4)
dolnego i (2) gérnego progu.
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